
(19) 한민 특허청(KR)

(12) 등 특허공보(B1)

(45) 공고    2009 04월22

(11) 등    10-0894454
(24) 등    2009 04월15

(51) Int. Cl.
      

H04B 17/00 (2006.01)  H04B 1/40 (2006.01)
(21) 원        10-2007-0060125

(22) 원        2007 06월19

     심사청    2007 06월19  

(65) 공개        10-2008-0111770

(43) 공개        2008 12월24

(56) 행 술 사문헌

KR1020050062106 A*

KR1020070014385 A*

*는 심사 에 하여  문헌

(73) 특허

에스케 시스 주식 사

울특별시  지 2가 6

(72) 

규

울시 강남  동 217-35

울 강  염창동 272-11 슬 101동 502

(뒷 에 계 )

(74) 리

특허 태동

체 청 항 수 :   3  항  심사  :    웅

(54) ＴＤＤ 식에  신  감시

(57)  약

본  TDD 식에  신  감시 에 한 것 , 본 에  시스  클럭  수신하는

클럭 수신단계; 신안 나  는 신신 가 상  신안 나  어 는 신

시키는 신  단계; 상  신  단계에   신  볼티지(Voltage)  검 하는 

단계; 상  클럭 수신단계에  수신  시스  클럭에   프  신 간에  상  단계

거쳐 순차  는 다수  볼티지에  다수  신 에 한 평균  산 하는 1 평균산 단계; 복

수  프 에 하여 상  1 평균산 단계  거쳐 산  복수  평균들에 한 평균  산 하는 2 평균산

단계;  상  2 평균산 단계에  산  평균에  신  상 단  보고하는 보고단계;  포함

함 , 한 신  신  악할 수 도  하 도 시스  하   수 는 술  개시

다.

  도 - 도2
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특허청  

청 항 1 

시스  클럭  수신하는 클럭 수신단계;

신안 나   신신 가 상  신안 나  어 는 신  시키

는 신  단계;

상  신  단계에   신  볼티지(Voltage)  검 하는 단계;

상  클럭 수신단계에  수신  시스  클럭에   프  신 간에  상  단계

거쳐 순차  는 다수  볼티지에  다수  신 에 한 평균  산 하는 1 평균산 단계;

복수  프 에 하여 상  1 평균산 단계  거쳐 산  복수  평균들에 한 평균  산 하는

2 평균산 단계; 

상  2 평균산 단계에  산  평균에  신  상 단  보고하는 보고단계;  포함하

고,

상  1 평균산 단계는, 상  단계  거쳐 순차  는 다수  볼티지 각각  비

블에 비 시켜 해당 볼티지들에  신 들  단한 후, 단  신 들  평균  산 하는 것  특

징  하는 TDD 식에  신  감시 .

청 항 2 

삭

청 항 3 

1항에 어 ,

상  복수  프 에  프 들 각각  어도 하나 상  프  간 만큼 격  것  특징

하는 TDD 식에  신  감시 .

청 항 4 

3항에 어 ,

상  복수  프 에  프 들 각각   개  프  간 만큼 격  것  특징  하는 TDD

식에  신  감시 .

  

 상 한 

     

         하는 술  그 야  술

본  TDD 식에  신  감시 에 한 것 다.<4>

 신안 나  합(단 , 단  등)  합규격 상  신  가지는 신  <5>

생시킨다.  들어, 신안 나  보내는 신신 는 어느 도  신  생시키게 는 , 

게 신안 나  어 는 신  신  합규격 상  경우(  : 신신  신

 50dBm 고 합규격  20dB  경우 신  신  30dBm 상  경우)에는 신안 나가 합

어 지 않 , , 합 어  미한다.  같  신안 나가 합  경우( 신 가 합규격

상  경우)에는 당연  신안 나  통해 는 신신  신   수 에는 없는 것 므  통

신 경  아지는 등 통신 질에 문 가 생하게 다.

 신  신  악하여 신안 나  합상태  감시하  한 감시  시킴<6>
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 신안 나  합상태에 상  생하  시에 각  처할 수 도  하고 다.

한편,   술  브 (WiBro)에 는 사  주 수 역   문에 주 수 원  약<7>

할 수 는 TDD(Time division duplex, 시 할 듀플 스) 식  고 어 진다. 러한 TDD 식에 는 하나

신  프 에 신신  간과 수신신  간  어  문에  FDD 식에  사 는 신

감시 술  그  하  보다는 TDD 식에  수 는 새 운 감시 에 한 술  어 지고

다.

         루고  하는 술  과

본  상술한 에 해 안  것 , 본   TDD 식에  수 는 새 운 <8>

신  감시  공하는 것 다.

       

상  같   달 하  한 본 에  TDD 식에  신  감시 , 시스  클럭<9>

수신하는 클럭 수신단계; 신안 나  는 신신 가 상  신안 나  어 는

신  시키는 신  단계; 상  신  단계에   신  볼티지(Voltage)

검 하는 단계; 상  클럭 수신단계에  수신  시스  클럭에   프  신 간에  상

단계  거쳐 순차  는 다수  볼티지에  다수  신 에 한 평균  산 하는 1 평

균산 단계; 복수  프 에 하여 상  1 평균산 단계  거쳐 산  복수  평균들에 한 평균  산

하는 2 평균산 단계;  상  2 평균산 단계에  산  평균에  신  상 단  보고하는 보

고단계;  포함하는 것  특징  한다.

상  1 평균산 단계는, 상  단계  거쳐 순차  는 다수  볼티지 각각  비<10>

블에 비 시켜 해당 볼티지들에  신 들  단한 후, 단  신 들  평균  산 하는 것  

하나  특징  한다.

상  복수  프 에  프 들 각각  어도 하나 상  프  간 만큼 격  것   하나<11>

특징  한다.

상  복수  프 에  프 들 각각   개  프  간 만큼 격  것   하나  특징<12>

한다.

하에 는 상술한  같  본 에  직한 실시 에 하여 첨  도  참 하여 상<13>

 한다.

도1  본  실시 에  TDD 식에  신  감시  수행 는 신 감시 (100)에 <14>

한 블 도 다.

신 감시 (100)는,  역통과필 (200)  거쳐 신안 나(TxA)    후 신안 나(TxA)<15>

 어 는 신  검 한 후, 검  신  신  상 단  보고하는 역할

수행한다. 신 감시 (100)는 러한 역할  수행하  해 수단(110), 보고수단(120) 등  포함하여 

다.

수단(110) , 신안 나(TxA)  어 는 신  시키  해 마 는 것 ,<16>

향  결합 (Directional Coupler) 등   수 다.

보고수단(120) , 수단(110)   신  신  상 단  보고하  해 마<17>

는 것 , (121), (122), 앙처리 (123) 등  포함한다.

(121)는 수단(110)에 해  신  볼티지(Voltage)  검 하여 시킨다.<18>

(122)는 신  볼티지(Voltage) 별 신 (dBm)에 한 비 블  어 다. 다<19>

 1  비 블에 한 다.

[  1]<20>

<21>
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값(dBm)<22> Detector(Voltage)

43.0 4.00

42.9 3.99 계산

42.8 3.98 계산

42.7 3.97 계산

42.6 3.96 계산

42.5 3.95 계산

42.4 3.94 계산

42.3 3.93 계산

42.2 3.92 계산

42.1 3.91 계산

42.0 3.90

41.9 2.90 계산

41.8 2.80 계산

: :

: :

: :

21.0 1.80

20.9 1.79 계산

20.8 1.78 계산

20.7 1.77 계산

: :

: :

: :

20.0 1.70

19.9 1.69 계산

: :

: :

: :

18.0 1.50

1에  알  수  는   같 ,  다수  볼티지(Voltage)  각각  각각  신 (dBm)에  어<23>

다. 1에  볼티지(Voltage)  신 (dBm)에 한 계는 실험에 해 거나 계산  것 ,

 들어, (121)  통해 는 볼티지(V)가 1.80  경우  신  21dBm  었 , 

(121)  통해 는 볼티지(V)가 1.50  경우  신  18.0  었  미한다. 그리고 신

 0.1dB단 는 1dB  10등 하여 계산한 값 다.

앙처리 (123)는 (121)  는 볼티지(V)  (122)에  비 블에 비<24>

시켜 신신  신  악하고, 하나  프 에  순차  는 다수  볼티지(V)에  

악  다수  신 에 한 하나  프  당 신  신 에 한 평균  산 한 후, 복수  프

에 하여 얻어진 각각  평균에 한 평균  산 하여 복수  프 에 하여 산  평균  신 에 한

신  단하여  값  상 단  보고한다. 에 한 한  후술한다.

참고  도1에 는 신 감시 (100)  역통과필 (200)가  별개   어 지만,<25>

실시하 에 는 신 감시  역통과필 가 체  듈   수도  것 다.

상  같  는 신 감시 (100)에  루어지는 신  감시 에 하여 도2  도<26>

참 하여 편 상 순  여  체  한다.

1. 클럭 수신<S210><27>

앙처리 (123)는 미도시  시스  클럭 생  시스  클럭  수신한다. 여  시스  클럭<28>

프  시  알 주는 신 다.  TDD 식에 는 하나  프  신 간과 수신 간  나뉘

어 , 신 간과 수신 간 사 에는 TTG  RTG 는 갭  재한다. 그리고 신 간, 수신 간, TTG 
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RTG는 규격 어 어  한 시간  가지도  어 다.  프  시  알게 , 신

간과 수신 간   알 수 게 는 것 다. 

2. 신신  <S220><29>

수단(110)  역통과필 (200)  거쳐 신안 나(TxA)   후 신안 나(TxA) <30>

 어 는 신  시킨다.

3. <S230><31>

(121)는 수단(110)에 해  신  볼티지(V)  검 하여 시킨다.<32>

4. 1 평균산 <S240><33>

앙처리 (123)는  시스  클럭   하여  프  신 간에  (121)<34>

 순차  는 다수  볼티지(V) 각각  비 블에 비 시켜 해당 볼티지(V)들에  신

들  단한 후, 단  신 들  평균  산 한다. 본 실시 에 는 하나  프 에  55  볼티지(V)

 검 하고, 각각  볼티지(V)에  신  단한 후, 단  신 들  평균  산 하는  취하

고 다.  들어, (121)  는 볼티지(V)가 1.78  경우, 앙처리 (123)는 1.78  볼티지

(V)  1  블에 비 시켜 1.78  볼티지(V)에 하는 신  20.8dBm  악하고,  해당 볼

티지(V)에  신  신  단하 , 러한 과  하나  프  당 55  복하고, 얻어진 55개

 신  평균  산 하게 는 것 다. 한, 단계 S240  지  복 는  에 하여 도3  참

하여  상  한다.

도3  TDD 식에  시간  상에  프  한 그 프 다. 도3에 도시   같  1 평균에 <35>

한 산   프  1 프  가 하  , 1 프 과  개  프  간만큼 격  5

프 에  루어지 , 2 내지 4 프 에 해 는 단계 S240  수행 지 않는다. 물 , 5 프  후에

는 9 프 , 13 프 , ...에 하여 단계S240  수행  것 다. 러한 는 개개  프 마다 

신  검 하여 평균  산 하게 , 앙처리 (123)에 과도한 하가 생하여 시스  마비  가

개연   문 다.   지하는 한도 내에  어도 하나  프  건 뛰  단계 S240

 수행하도  하는 것  실험  통해  직한  고 어 는 , 본 실시 에 는 실험에 해

결  것   지하 도 시스  하  할 수 는  4개  프  건 뛰  단계

S240  수행하도  하고 다.

5. 2 평균산 <S250><36>

단계 S240에 해 복수  프 (복수  프  각각  4개  프 에 해 격 어 다)에 한 평<37>

균들   산 , 복수  프 에 하여 산  각각  평균들  평균  산 한다. 본 실시 에 는 20

개  프 마다 한 씩 단계 S250  수행하도  하고 다. ,  프  1 프  할 ,

1, 5, 9, 13, 17 프 에 하여 단계 S240  통해 얻어진 평균들에 한 평균  하는 것 다. 물

, 차후에는 21, 25, 29, 33, 37 프 에 하여 단계 S250  수행  것 다.

6. 보고<S260><38>

앙처리 (123)는 단계 S250  통해 산  평균  상 단  보고한다.<39>

상과 같  본 에 한 체   첨  도  참 한 실시 에 해  루어 지만, 상<40>

술한 실시 는 본  직한  들어 하  뿐  문에, 본  상  실시 에만 한

는 것  해 어 는 아니 , 본  리 는 후술하는 청    그 등가개  해 어

야 할 것 다.

     과

상에  상  한  같  본 에 하  다 과 같  과가 다.<41>

첫째, TDD 식에  수 는 새 운 신  감시  공 다.<42>

째,  나아가 한 시간 간  갭( 어도 하나 상  프  간)  고 신  하<43>

문에 시스  하   수 게 다.
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도  간단한 

도1  본  실시 에  TDD 식에  신  감시  수행  수 는 신 감시 에 <1>

한 블 도 다.

도2는 도1  신 감시 에  루어지는 본 에  TDD 식에  신  감시 에 한 <2>

도 다.

도3  TDD 식에  신  프  그 프  도시한 참 도 다.<3>

도

    도 1
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    도 2

    도 3
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